Zuppoppwveral pe Tov Kavoviopé (EK) utr’ api6. 1907/2006 (REACH), Mapdptnua ll, 6TTwg Tpotrotroindnke amrod
Tov Kavoviouoé tng EmitpotrAg (EE) utr’ ap. 2015/830 - EAAGSa

HORIBA AEATIO AEAOMENQN AXQAAEIAZ

A91A00860C EL

TMHMA 1: AvayvwpioTIKOG KwdIKOG ouaiag/peiyparog kai etaipeiog/
gmIXeipnong

1.1 AvayvwpIoTIKOG KWBIKOG TTPoidvVTOog

Ovopagia TPoidvTog : Yumizen GFIB 2/ Yumizen GFIB 5

Kwdikog Mpoidvrog : 1300036383 / 1300036384

Kwdik6g SAP : 1300036383 / 1300036384

Mepiypaen mpoidvrog 1 12 X2 mL (Auo@ihiwpa) / 12 X 5 mL (Auo@iAiwpa)
Tumrog Mpoidvrog T ZKOvN.

1.2 Tuva@eig TPoodI0pI{OUEVES XPNOEIS TNG OUCING i} TOU HEIYHATOG KAl OVTEVOEIKVUOMEVEG XPAOEIG
AlayvwaoTiké avTidpaoTRAPIO YIA TOV in Vitro TTOCOTIKO TTPOCBIOPICHO TwV EMITTEOWY IVWOOYOVOU O€ TTAAC Q.

1.3 Z1oixeia Tou TTpounOeuTH TOU deATiou Sedopévwy ao@algiag

HORIBA ABX SAS

Parc Euromédecine

Rue du Caducée

BP 7290

34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Tel: +33 (0) 4 67 14 15 16
Fax: +33 (0) 4 67 14 1517
AiguBuvon e-mail Tou : documentation.med@horiba.com
arépou TTou givai
UTTEUBUVO YIa TO TTOPOV
@UAAWYV SedOopEVWV
ac@aAeiag (SDS)

1.4 Ap1O6G TNAEQPWVOU £TTEIYOUCAG AVAYKNG
EOvik6 ocupuBouleuTikO Opyavo/Kévipo AnAnTnpidoswy

Ap10u6Gg TNAs@WwvVou : +3010779 3777
OpounBeutig
Ap10p66 TNAEPWVoU : +80067 141516

TMHMA 2: NMpoodiopIiocuog ETIKIVOUVOTNTAG

2.1 Ta§ivéunon Tng ouciag f Tou PEiyHATOG
OpIoHOG TTPOIdVTOG : Miyya
Ta&ivounon cupewva pe Tov Kavoviouod (EK) Ap. 1272/2008 [CLP/GHS
Agv TagIVopEiTal.
To Tpoidv dev eival Tagivounuévo wg ETTIKIVOUVO aUpgwva pe Tov Kavoviouo (EK) 1272/2008 61Twg TPOTTOTIOINONKE.
Ma AeTITOUEPEIG TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TIG GUVETTEIEG OTNV UYEIQ KAl T CUUTITWUATA, avaTpéETe OoTnv evotnta 11.

2.2 Troixeia emMIOApOvVONg
Mpos&idotroiNTikn Aégn 1 Aev uttdpyel TTpoeIdOTTOINTIKI AEEN.
AnAwoeig emKIVOUVOTNTAG : Agv UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG A KPioIUoI KivOuvol.

AnAwoceig Tpo@UAagng
MpoAnyn : Aev 1oxUel.
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TMHMA 2: NMpoodiopIioHOg ETIKIVOUVOTNTAG

Atékpion : Aev 1oxUEl.
Atrofrikeuon 1 Agv ioxUel.
AidBeon : Aev ioxUElL.
ZUPTTANPWHATIKA oTOIXEiO  : Agv IOXUEL

€MIOAKMAVONG

MNapdptnua XVII — : Aev ioxUel.
Meplopiopoi oTnv

Tapaywyn, otn did0son

oTnv ayopd kai Tn XpAon

OPICMEVWYV ETTIKIVEUVWYV

OUCIWYV, HEIYMATWYV Kal

AVTIKEIHEVWV

2.3 AAAol Kivduvol

AAAoi kivduvol TTou dev : Mmopei va oxnuaTioel E0QAEKTO peiypa okOVNG-aEpa av SIGOTTAPEI.

£XOUV WG atToTéAeoua

Tagivéounon

BioAoyikoég Kiviuvog 1 YAIkS avBpwrivng TTpoéAeuang. Na TuyxAavel XEIPIGPoU wg SUVNTIKA JOAUCHATIKO

UAIKG. KdBg povada opou ©46Tn TTou XpNoIKOTToINONKE yia TNV TTAPAoKEUr autou Tou
TTPOIOVTOG dOKINAoTNKE e PEBOSO eykekpiuévn atrd Tnv FDA (AigtBuvan Tpogiywv
ka1 ®appdkwy, HMA) kai Bpédnke pn avTidpwoa yia To avTiyévo Tou 10U TnNG
nmatindag B (HBsAg), 1o avtiyévo Tou 10U Tng nmatindag C (HCV) kai yia
avTicwuaTa Katd Tou 100 HIV 1/2. E@doov kapia yvwoTr péBodog e¢étaong dev gival
o€ B€on va TTapdaaoyel TARPN SI0CPAAICN YIA TNV ATTOUCIA JOAUCUATIKWYV
TTAPAYOVTWY, O XEIPIOPOG OAWV TWV TTPOIGVTWV avOpwITIvnG TTpoéAeucng Ba TTpETTEl
va dIEveEPYEITal CUPQWVA HE TIG OPBEG EPYAOTNPIAKES TTPAKTIKEG KAl Ba TTPETTEI vl
AapuBdavovtail o1 KATAAANAEG TTPOQUAGEEIG.

TMHMA 3: 20vBeon/TTAnpo@opiES YIa TA CUCTATIKA

Oucia/llapaockevaoua : Miypa

Agv uttdpyouv KaBOAOU GUCOTATIKA Ta OTTOIA, ATTd 600 YVWPIZEl O TTPOUNBEUTAG KAl AVAQOPIKA UE TIG TUYKEVTPWOEIG TTOU
I0XU0uV, gival Tagivounuéva wg eTTikivouva yia Tnv uyeia f To epifaAlov, gival PBT, vPvBs i ouaieg TTou TTpokaAolv
1000Uvaun avnouxia r] oTa oTroia £xel EkXxwpnBei 6plo £KBEaNG OTO XWPEO £PYACiag KAl GUVETTWG GTTAITOUV avagpopd €
auTh TNV evoTnTa.

TMHMA 4: Métpa mTpwTwyv Bondsiwv

4.1 Meprypa@n TwV PETPWYV TTPWTWYV Bondeiwv

Emrae@n pe Ta ydatia : EkmAUveTe apéowg Ta yaTia e d@bovo vepd, GNKWVOVTAG TTEPICTACIAKA TIG AVwW Kal
KATW BAe@apideg. EAEYETE €dv @opd PaKOUG ETTAPAG KOl APAIPECTE TOUG.
AvalnTACTE IOTPIKI PPOVTION EAV TTAPOUCIOCTEI EPEBICUOG.

Ai1d TnG €10TTVONRG : MetagépeTe TOV TTABOVTA GTOV KOBOPO aépa Kal agpACTE TOV Va EEKOUPACTEI O OTAON

TT0U SIEUKOAUVEI TNV avaTrvor). Edv TTapouciaoTolv CUPTITWUOTA, avadnTAoTe
IATPIKI @POVTIOA.

Emraen pe 1o dépua : EktAUvTE TO HoAUCHEéVOo Bépua e ApBovo vepd. AQaIpETTE TO HOAUGHEVO POUXIGHO
kal utrodfipaTa. Edv mapouciaoTtolv GuPTITWATA, AvalnTroTE I0TPIKA PPOVTida.
Katdtroon : EkmAUveTe 1o oTépa pe vepd. MeTagépeTe Tov TTaBOvVTa OTOV KABAPO aépa Kal

a@prioTe ToV va {eKoupaaTei o aTAOT TTou dIEUKOAUVEI Tnv avatrvor. Edv 1o uAikd
KOATATTOONKE KAl TO ATOUO UTTO €KOEON €XEI TIG AICOATEIG TOU, TTAPEXETE MIKPES
TTO00TNTEG VEPOU. MnVv TTPOKAAEITE EPETO, EKTOG £Gv B0BOUV OXETIKEG 0BNYieg ATTO
1aTPIKO TTPOCWTTIKG. Edv TTapouciacTolv GUUTITWUATA, avadnTAOTE IATPIKA @PovTida
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TMHMA 4: Métpa TrTpwTwyv Bondsiwv

MpooTacia TwWV ATOPHWYV 1 Aev TTPETTEI VO TTPAYUATOTTOINGEI KAWia EVEPYEIQ TTOU VO EPTTEPIEXEI (TO OTOIXEIO TOU)
TTOU TTOPEXOUV TIPWTEG TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1 Xwpig TNV KATAAANAN ekTTaideuon.
BonBeieg

4.2 InNUAVTIKOTEPO CUUTITWHATA KAl ETTISPACEIG, AMETES | HETAYEVEOTEPEG
Evésisic/ovpummtwpara utTEPBoAIKAG éKBET

Etrae@n pe Ta ydtia : MetagU Twv emBAaBwV CUPTTITWHATWY EVOEXETAI VA gival T akOAouba:
epeBioudg
KOKKIiVIOuQ

Aid Tng e10TTVONG 1 Metagl Twv emBAaBwv CUPTTITWHATWY EVOEXETAI va gival Ta akOAouba:
€peBIOPOG TNG AVATTIVEUOTIKAG 000U
Brixag

Etraen pe 1o déppa : Aev uttdpyouv I0IKG dedopéva.

Kartdtmroon : Agv umtdpyouv €I0IKG dedopEva.

4.3 'Evdei§n omolaodATTOTE ATTAITOUNEVNG AUEONG IATPIKAG PPOVTIdAG KaI €181KNG BepaTreiag

Znueiwoelg yia tov latpd : Mapéxete ocuptTTwpaTiky Bepatreia. EmkoivwvAoTe apéowg pe e18IKO BepaTtreiag
ONANTNPIGCEWY O TTEPITITWAOTN TTOU TTPOKUYEI KATATTOON A EIGTTVON JEYAAWV
TTOCOTATWV.

Eid1kég Bepartreieg : Aev amaiteital €181KA Bepatreia.

TMHMA 5: MéTpa yia TV KATATTOAEUN O TG TTUPKAYIAG

5.1 NMupooBeOTIKA pETA
KatdAAnAa rupooBeoTtikd : Xpnoipotroleite ZHPH xnuikh okovn.
Héoa

AxkatdAAnAa TrupoofeoTikG : ATToQUyeETE pEOA UYWNARG TTiEoNG TTou Ba puTTopoloay va TTPOKAAEGOUV OXNUATIONO
Héoa QUVNTIKA EUPAEKTOU PEIYHATOG OKOVNG-aEPQ.

5.2 E181Koi Kivduvol TTou TTpOoKUTITOUV OTTé TNV oUCia i} To JEiyua

Kivduvol amré Tnv oucia g : Mmopei va oxnuaTtioel EUQAEKTO PEiYUA OKOVNG-aépa av dIACTIOPEI.
TO MEiypa

Emikiviuva mTpoidvTta : Aegv uttdpyouv €I0IKG dedopEVA.

Kauong

5.3 ZuoTdoeig yia TOUG TTUPOORECTEG

E131kéG TTPOCTATEUTIKEG : Edv uttdpyxel TTupkayid, ammopovWOoTE AUECTWE TO XWPO ATTOUAKPUVOVTAG OAQ TO

EVEPYEIEG VIO TTUPOOBEOCTEG dropa atod Tnv TTEPIOXA Tou CUPPBAvVTOG. Agv TTPETTEI va TTPAYUATOTTOINOE! Kapia
EVEPYEIQ TTOU VO EPTTEPIEXEI (TO GTOIXEIO TOU) TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1] XWpIg TNV
KATAAANAN exTTaideucn. ATTOPMOKPUVETE TOUG TTEPIEKTEG OTTO TNV TTUPKAYIA O€
TTEPITITWON TTOU aUTO €ival SuvaTd XwpPIG va UTTAPXEl KivOUVog. XpnoIUOTTOIEITE
Wekaouod vepou yia va dlaTnpeite Yuxpoug ToUuG EKTEBEINEVOUG GTNV TTUPKAYIA

TTEPIEKTEG.
Ei181k6g TTpOOTATEUTIKOG : O1 TupooBEaTeg TIPETTEI VA GOPOUV KATAAANAN TTPOCTATEUTIKA £6GPTNON KOl
€EOTTAIONOG Yia TOUG auTodUvVa N avaTTVEUOTIKA OUOKEUN, BeTIKAG TTieong (SCBA) pe pdoka oAdkAnpou
TUPOORECTEG TTpocwTTou. Pouxiopog yia TupoaBéaTeg (TrepIAapBdavovtag Kpdvn, TTPOCTATEUTIKES

MTTOTEG KAl YAVTIA) TTOU CUUUOPPUVETAI E TO EUPWTTAIKO TTpoTUTIO EN 469 B0
TTApEXEl Eva BaaIKO ETTITTEDO TTPOCTAGCIAG YIA XNUIKA TTEPIOTATIKA.
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TMHMA 6: MéTpa yia TNV AVTIMETWITION TUXAiaG EKAUONG

6.1 MpoowTikéG TIPOPUAGEEIG, TTPOCTATEUTIKOG £EOTTAICNOG Kal S1aSIKAOIEG EKTAKTNG AVAYKNG

MNa TpoowTTIKG N
£KTOKTNG avAyKNg

MNa dropa Tou
TTPOCPEPOUV TTPWTEG
BonBeieg

6.2 NepiBaAAovTikég
TTPOPUAGEEIg

AAAeg TTAnpo@oOpiEg

: Aev TIPETTEl VO TTPAYMATOTTOINBEI Kapia EVEPYEIQ TTOU VO EUTTEPIEXE! (TO OTOIXEIO TOU)

TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1) Xwpig TNV KATAAANAN ekTTaideucn. EkkevwoTe Toug yupw
XWPoUG. Mnv emTPETTETE TNV €i0000 OTO TTPOCWTTIKG TTOU SV €ival ATTAPAITNTO KAl
dev @épel TrpoaTaagia. Mnv ayyilete kal un BadifeTe TTAVW o€ XUUEVO UAIKO. 2BroTe
OAeg TIC TINYEG avAPAeEns. Mn pixvete wToROAIDEG, Unv KaTvieTe Kal avAapeTe
PAOyeG aTNV TTEPIOXA KIVOUVOU. ATTOQUYETE TNV €10TTVON OKOvNnG. PopéaTte
KATAAANAO TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO EEOTTAICHO.

: Edv atmmaiteital e1dIkeupévog pouxIopdg yia TV AVTIUETWITION TWV EKXUOEWV,

TTPOCEETE TIG TTANPOYOpieG oTnv Evotnta 8 oxeTikd pe Ta KATGAANAQ Kal Ta
akatdAANAa UAIKG. BAETTe eTTiong TIG TTANPO@OPIES Yia «I1a TTPOCWTTIKO HN
€TTElyouOag TTEPITITWONGY.

: ATTO@eUYETAI TO OKOPTTIOUA XUMEVOU UAIKOU, N aTTOPPOr] KAl ETTA®A JE XWHA,

udataywyoug, CWAAVEG ATTOXETEUOEWG KAl UTTOVOUOUG. EvnuepWOTE TIG OXETIKEG
apx£G av 7O TTPOIGV TTPOKAAETE TTEPIBAANOVTIKA puTTavan (atroxéteuon, uddTivol 0doi,
£6a@og A aEpag).

: To mapaokeUaoua auTd TTEPIEXEI JIa PIKPR TTogdTnTa adidiou Tou vaTpiou. To alidio

Tou varpiou gival emMBAABES yia TOUG UBPORIOUG OpYaVIOUOUG KAl UTTOPET va
avTIdOPAaEl e TO XaAKO, TO HOAUPBDO, TOV OPEIXAAKO KAl TOV KAOGITEPO TWV
USPAUAIKWV EYKATAOTACEWV OXNUATICOVTOG BUVNTIKWG EKPNKTIKA alidia neTGAAWV.
Mnv a@rveTe TO TTAPACKEUOTUA VA EIGXWPACEI OTN ATTOXETEUCT KOl VO KATOAAEE!
Méow TwV AupdTtwy oTo TrepIB&AANov. EAv To TTapackelaoua I0XWPROEI OTNV
QATTOXETEUAT, EKTTAUVETE PE APOOVO VEPO TTPOKEINEVOU VA ATTOTPEWETE TN
ouoowpeuon adidiou. Tnpeite TIg 0pBES dladIKaaieg ATTOPPIYNG.

6.3 M£60odo1 kal UAIKA yia TTEPIOPICHO Kal KaBapioud

Mikpn TTOOOTNTO XUMEVOU
uAikou

MeyaAn TToooTnNTO XUMEVOU
UAIKOU

6.4 MapaTtroutn o€ AAAa
TUHAMOATA

: ATTOPAKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG ATTO TO XWPO TOU XUMEVOU UAIKOU. XPpnOIKOTIOINOTE

Opyava yia TTpooTacia ammd oTvenpeg Kal EOTTAICUS TTou gival ac@AAnG aTTd €kpnén
. ATTOppo@ACTE ] OKOUTTIOTE TO UAIKO KAl TOTTOBETAOTE 0€ KaBopIouévo
ETMONMACHUEVO TTEPIEKTN ATTOBAATWY. ATT0BE0TE TO UAIKG XpNOIPOTTOIWVTAG £pYOAEo
ammdéBeang KAaTaAoITTwy TTou dIaBETEl avaAoyn Gdela.

MAOvETE TN HOAUCHEVN TTEPIOXT ME ATTOAUMAVTIKO.

: ATTOMOKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG OTTO TO XWPO TOU XUPEVOU UAIKOU. XPpNOIUOTTOINOTE

épyava yia TTpocTaacia aTmmod oTTvenpeg Kal EOTTAIGHO TTou gival ac@aAng atmo ékpnéen
. MAnoidoTe v ékAuon TTpoorvepa. ATTOTPEWTE TNV £i0000 O€ UTTOVOPOUG,
UBPOPOEG, UTTOYEIA I TTEPIOPIOUEVEG TTEPIOKEG. ATTOPPOYPROTE ] OCKOUTTIOTE TO UAIKO
Kal TOTTOBETAOTE O KABOPICUEVO ETTIONUACHUEVO TTEPIEKTN ATTORBAATWY. ATTOQUYETE TN
onuioupyia ocuvBnkwyv okévNgG Kal aTroTPEWTE TN OIAC0TTOPA e Tov Avepo. ATToBEaTe
TO UAIKO XPNOIUOTTOIWVTAG EpYOAGBO atréBeong KaTaAoiTrwy TTou SiaBétel avaoyn
adeia.

: BAémre EvotnTa 1 yia oToIXEia ETTIKOIVWVIQG ETTEIYOUCAG AVAYKNG.

BAétre EvotnTta 8 yia TAnpo@opieg axeTIKE e KATAAANAO TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO
eCOTTAIOUO.
BAémre Evotnta 13 yia emITTAEOV TTANPOQPOPIEG OXETIKA HE TO XEIPIOPO ATTOBAATWV.
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TMHMA 7: Xeipiopo6g Kal atroBrikeuon

O1 TTAnpo@opieg aTNV vOTNTA QUTH) TTEPIEXOUV YEVIKEG OUUBOUAEG Kal 0dnyieg. Oa TTpétrel va oupPouAeleaTe TN AioTa
Twv MNpoadiopifduevwy Xpriocwv oTnv EvétnTta 1 yia ommoladATIoTE €I0IKA YIa TNV XPAon TTAnpogopia TTapéxeTal oTo(a)
>evéplo(a) ‘EkBeong.

7.1 Mpo@uAdseig yia ac@ali XEIPIOuO

MpooTATEUTIKA PETPO : ®opdTe KATGAANAO OTOMIKO TTPOCTATEUTIKO £EOTTAICUO (BAETTE EvoTnTa 8). ATTo@uyeTe
TNV €10TTVvOR O0KOvNG. Na atmogpeuyeTal n dnuioupyia oKOvVNG KATd TO XEIPICKO Kal va
aTroQeUyovTal OAEG 01 £V BUVANEI TTNYES aVAPAEENG (OTTIVENpag i @AGya).
Eptmodilete TN ouoOwWwpPEUOT OKOVNG. XPNOIUOTTOIEITE POVO PE ETTAPKN £EAEPICUO.
Ortav o e€agpioudg ival AVeETTOPKNG, va @OPATE KATAAANAO QVOTTVEUOTHPA.
MpooTaTeleTe TOV NAEKTPIKO Kal TO QWTIOTIKO EEOTTAICHO CUPPWVA PE T KOTAAANAQ
TTPOTUTIA WOTE VA EUTTODICETE T OKOVN va €POEI O€ ETTAQPN PE KAUTEG ETTIPAVEIEG,
oTTiBeg  AAAEG €0TieG avapAegng. apTe TTPOPUAAKTIKG PETPO KOTA TWV
NAEKTPOOTATIKWY EKQOPTIOEWV. [Na va atro@UyeTE TNV TTPOKANCN TTUPKAYIAS 1
€KPNENG, ATTAYETE TO OTATIKO NAEKTPICUO TTOU CUCCWPEUETAI KATA TN JETAPOPA, UE
YEIwON Kal ouvEVWON TWV TTEPIEKTWV KaI TOU EOTTAICUOU TTPIV ATTO TN UETOPOPA TOU

UAIKOU.
ZupBoUAEG yia TN YEVIKA : H katavaAwon @ayntou kal TTOTWV KAl TO KATTVIOPO TTPETTEl va aTTayopeUovTal O€
UYIEIVA TNG Epyaoiag XWPOUG XEIPIOPOU, aTTOBAKEUONG Kal ETTEEEPYaTiag Tou UAIKoU auTtou. Ol

epyadoOuEVOl TTPETTEI VA TTAEVOUV TA XEPIQ KAI TO TTPOCWTTO TTPIV ATTd TNV KATavaAwan
@aynToU Kal TTOTWV Kal TO KATTVIOUA. AQQIpECTE Ta JOAUCHEVA poUXa Kal TOV
TTPOCTATEUTIKO £EOTTAICO TTPOTOU WTTEITE OE XWPOUS KATAVAAWONG TPOPWvV. BAETTE
etmiong EvotnTta 8 yia e1mITTA£0v TTANPOQOPIEG OXETIKA PE TA HETPA UYIEIVAG.

7.2 LuvOnRkeg ao@aloug @UAaSNG, cupTtrePIAAUBAVOUEVWYV TUXOV ACUMBIBAOTWY KATAOTACEWV

ATT0OnKeUOTE pETAEU TWV aKOAoUBWYV Bepuokpaciwy: 2 ¢wg 8°C (35,6 €wg 46,4°F). AtroBnkeveTal CUPQWVA PE TOUG
TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG. ATTOBNKEUETE O€ LEXWPIOTO KAl EYKEKPIPMEVO XWPO. ATTOBNKEUETAI OTOV APXIKO TTEPIEKTN
TTPOCTATEUPEVO aTTO TNV Auecn NAIOBOAR o€ aTeyve, dpoaePd Kal KAAG agpIlOUEVO PEPOG, JOKpId atrd aoUuupaTta UAIKG
(BA. Evétnta 10) kai Tpogn kai TTotd. EEaAeiwTte OAEG TIG TTNYEG avAPAEENG. AlaxwpioTe aTTd 0&EIOWTIKA UAIKA.
AlaTnpeiTe TOV TTEPIEKTN EPUNTIKA KAEIOTS Kal G@PayICPEVO WOATOU va gival EToINOG TTPOoG XpHon. KAcivete epunTikd kai
TTOAU TTPOCEKTIKG Ta dOXEia TTOU £€XOUV avoIxXTEl Kal dlaTnpeite Ta o€ 6pBia BEan yia va atroTparrei diappor]. Na unv
QUAdooeTal og doxeia Xwpic eTikETA. Na xpnoigotroindei o KatdAANAog TTEPIEKTNG Yia va aTToPeuxBei pdAuvon Tou
mepIBAAAovTOG. Acite TNV Evotnra 10 yia acUpBata UAIKG TTpIV atré To XEIpIoud A Tn XpARon.
ZuoTdoElg : Mn ouppaté pe 1o ogU Kal pe opiopéva PETaAAa, Adyw adidiou Tou vaTpiou.
XNMOTICEl EVWOEIG TTOU PTTOPEI VO TTPOKAAETOUV €KpNnén.

7.3 Eid1kA TeAIKA XprRon A XPNoeig
ZUoTAOEIG : Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.

Eidikég AUo€ig yia 1o : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Bropunxaviké Topéa

TMHMA 8: 'EAgyxog TnG €KBeong/aTopIKA TTPpOCTACIA

O1 TAnpo@opieg TNV EVOTNTA QUTH TTEPIEXOUV YEVIKEG OUMBOUAEG Kal odnyieg. MapéxovTal TTAnpoopieg BATEl TUTTIKWV
AVAPEVOPEVWV XPHOEWY TOU TTPOIdVTOG. EvdéxeTal va atraitolivTal TTITTPOCOETa YETPA VIO TO XEIPIOPO AOUCTKEUAOTOU
UAIKOU 1 yia GAAEG xproeig TTou Ba ptropolcav va augfoouv onuavTiKa TNy éKBeon Twv epyalouévwy f TNV
atreAeuBépwaon oTo TTEPIBAAAOV.

8.1 Mapdperpol eAéyxou

Opia £KBECNG OTOUG XWPOUG EPYATiag
Agv gival yvwoTn Kayia TiuA €kBeang opiou.
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TMHMA 8: 'EAgyxog TnG €KBeong/aTopIKA TTpOOTACIA

ZUVIOTWHEVEG B10BIKATIEG
TTapakoAoudnong

DNEL/DMEL
Aev diaTiOsvtal DNEL/DMEL.

PNEC
Aev diaTiBevtal PNEC.

8.2 'EAeyxo1 ékBeong

KaTtdAAnAoil pnxavikoi
éAegyxol

MéTpa aToHIKAG TIpOCTACIAg
MéTpa uyigivig

MpooTtacia Twv patiwv/
TOU TTPOCWTTOU

MNpooTacia Tou dépuarog
MpooTacia Twv XePIwV

ZWHMATIKA TTPpOCTACIA

: Av auTd TO TTPOIOV TTEPIEXEI CUCTATIKA YIO T OTTOIO £XOUV OPIOTEL OpIa £KBEONG,

EVOEXONEVWIG VA €ival ATTAPAITNTN N TTAPAKOAOUBNGON TWV ATOUWY, N TTAPAKoAoUbnaon
TNG ATHOCPAIPAG OTO XWPO £pyaaiag ) n BloAoyikh TTapakoAolBnon waoTe va
KaBopIoTei N aTTOTEAEGUATIKOTNTA TOU GUCTAPATOS AgPIoUOU TOu Xwpou A AAAa PETpa
eAEyXou fi/kal N avaykaidtTnTa yia XprAon TTPOCTATEUTIKOU AVATTIVEUCTIKOU £EOTTAIOUOU.
Mpétrel va yiveTal avagopd ae TTPOTUTTA TTApakoAoUBnang, 6TTwg Ta akéAouba:
Eupwtraikéd Mpotutro EN 689 (ATpdo@aipeg aTo XWpo epyaaiag — KaBodriynaon yia
TNV aloAdynon Tng €kBeang HECW EICTIVONG O€ XNUIKA JETA YO OUYKPION PE TIPEG
opiwv ka1 aTpartnyikA uETpnong) Eupwtraiko Mpdtutro EN 14042 (ATudo@aipeg 010
Xwpo epyaaiag — Odnyia yia TNV eQappoyr Kai Xpron dIadIKaoIwy yia Thv
aglohdynon Tng €kBeong o€ XNUIKA Kal BioAoyika péoa) Eupwtraikd Mpotutro EN 482
(ATpOO@AIPEG OTO XWPO £pyaciag — MevikEG ATTAITACEIG yIa TNV atTodoon Twv
d1adIKaaIwV yia TN HETPNON TWV XNUIKWYV pécwy) ETriong Ba ammaitnBei avagopd o€
€0vVIKG £yypaga kaBodriynong yia HeBOBOUG OXETIKA UE TOV KABOPIOUO TwV
ETTIKIVOUVWY OUGIWV.

: Xpnoiyotrolgite pévo e emapknA e€aepiopd. Edv o1 evépyeleg Tou XprioTn TTapdyouv

oKkovn, avabuuidoeig, agpia, atpoug A ouixAn, XPNOIMOTTOINOTE TTEPIBANUATA
dlEpyaciwy, TOTTIKG eEAEPIOUO ] AAAOUG PNXAVIKOUG EAEYXOUG WOTE N €KBeON TwV
epyadouévwy OE aTHOOPAIPIKOUG PUTTOUG VA TTAPAMNEIVOUV KATW aTTO TA
OUVIOTWUEVA 1 vopoBeTnuéva Opia. Or unxavikoi EAeyxol TTPETTEI ETTIONG VO
d1aTNPNBOoUV TIG CUYKEVTPWOEIG AgPiwY, ATHWY i OKOVNG KATW atrd Ta XaunAdTepa
Op1a EKPNKTIKOTATAG. XPNOIYOTIOIEITE £EOTTAIOUO £6QEPICUOU TTOU TTAPEXEI
TTpooTagia atd £kpnén.

: MAOveTe OXOAAOTIKA TO XEPIQ, TOUG AVTIBPayioveg Kal TO TTIPOOWTTO oag PETE TO

XEIPIOPO XNMIKWYV TTPOIOVTWY, TTPIV QATE, TTPIV KATTVIOETE KAl TTPIV XPNOIUOTTOINCETE
TO XWPO TWV ATTOXWPENTNPIiWY KabBwg Kal étav ARgel n epyacia oag. MNpémel va
XPNOIMOTTOIOUVTAl KATAAANAEG TEXVIKEG YIA TNV AQaipeon duvNTIKWG UOAUCHEVOU
pouxiopoU. MAUVTE TO HOAUCHEVO POUXIOHO TIPIV OTTO TNV ETTAVOXPENCIYOTTOINCH TOU.
BeBaiwBeite 6T KOVTG GTNV TOTTOBETIO £pyaaiag BpiokovTal aTaBuoi yia TNV EKTTAUGH
TWV PATIWV KAl VTOUG AOQOAEIOG.

: MNpémer va xpnoipotrololvTal TTPOCTATEUTIKA YUAAIG EYKEKPIPEVOU TTPOTUTTOU

ToI0TNTAG, OTAV aTTO TNV afloAdynan Twv KIVOUVWY cuvayeTal 0TI KATI TETOIO €ival
QATTAPAITNTO YIa TNV aTTOQUYK €KBEONG O€ TTAIANICUA, EKVEQWUATA, agpia fj akovn.
Eav eival duvarr n era@n, 6a TpéTTel va popebei N akdAoubn TrpooTaagia, EKTOG €AV
N a&loAdynaon uttodelkvUel uPnASTEPO BaBud TTpooTacia: yuaAid ac@aAgiog Ue
TTAEUPIKA TTPOCTATEUTIKA. AV Ol CUVBNKEG AEITOUPYIaG TTPOKAAECOUV TNV TTOPAYWYH
UYNAWY CUYKEVTPWOEWV OKOVNG, XPNOIUOTIOINATE TTPOCTATEUTIKA YUOAIA YIa TN
oKOvn.

: Otav xelpiCeoTe XNUIKA TTPOIOVTA, TTPETTEI VA QOPATE TTAVTA TTPOCTATEUTIKA YAVTIA

EYKEKPIUEVOU TTPOTUTTOU TTOU €ival AvBEKTIKA OTIG XNUIKEG OUTiEG KAl adIoTTEPATTA,
g€ TTEPITITWON TToU aTrd TNV agIoAGYyNon Twv KIVOUVWY CUVAYETal 6Tl KATI TETOIO €ival
aTapaitnTo.

: H emAoyr TTPOCWTTIKAG TTPOCTATEUTIKAG ££APTNONG YIO TO CWHA TTPETTEI VA YiVETAI

avdAoya pe Tov TUTTO EPYACIAG Kal TOUG KIVOUVOUG TTOU EUTTEPIEXEL. TNV €GPTNON
TTPETTEl VA EYKPIVEI EIBIKOG TTPIV TO XEIPIGKO AUTOU TOU TTPOIOVTOG.
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TMHMA 8: 'EAgyxog TnG €KBeong/aTopIKA TTpOOTACIA

AAAN TTpooTACia TOU
OépHaTog

MpooTacia Twv
AVATIVEUCTIKWYV 08wV

‘EAgyxo1 mepIBaAAOVTIKAG
ékBeong

: KardAAnAa utrodripata kai TuxOv eTITTPOcBeTa YETPA TTPOOTACIAg TOU dépuaTog Ba

TIPETTEl va €TTIAEXOOUV BACEI TNG £pYATiag TTOU TTPAYUATOTTOIEITAI KAl TWV KiVOUVWY
TToU TrepIAapBavovTal kal Ba TTPETTEl va eyKpIBoUV atrd KATToIoV €I0IKO TIPIV ATTO TO
XEIPIOKO TOU TTAPOVTOG TTPOIOVTOG.

: Me Bdaon Tov Kivduvo Kal Tnv TeavotnTa €KBeoNG, ETTIAEETE Evav avaATIVEUOTAPA TTOU

Va aVTATTOKPIVETAI OTO KATAAANAO TTpATUTIO 1) TTIoTOTToINGN. O AVATIVEUCTHPEG
TIPETTEI VA XPNOIUOTTOIOUVTAl CUUQWVA PE £va TTPOYPAUUA TTPOCTACIAG TNG
avaTIvorG, WOoTE Va BIao@ANOTEN N KATAAANAN TTpOocapUOYH, KATAPTION Kal AAAEG
ONMPAVTIKEG TITUXEG TNG XPAONG.

: O1 ekTTOPTTEG aTTO TO CUCTNHA AEPITHOU N Tov EEOTTAICUO DIEPYOTIWY TNG EPYATIOG

TTPETTEN va eAéyxovTal yia va SIac@aAIoTEl 0TI TTAnpoUvTal Ol ATTAITHOEIG TNG
TTEPIBAANOVTIKAG VOUOBETIOG. Y€ OPIOUEVEG TTEPITITWOEIG, UTTOPEI va €ival
QTTAPAITNTOI PNXAVICUOI KABaPIoUOU TOU aépa atrod Ta KATTVAEPIa, QIATpa N
KOATAOKEUAOTIKEG TPOTTOTTOINCEIG OTOV £EOTTAICUO BIEPYOTIWY TNG EpYATiag, WOTE va
MEIWBOUV 01 EKTTOUTTEG Kal VA ETTITEUXBOUV aTTOOEKTA ETTITTEDA.

TMHMA 9: ®uoikég Kal XNMIKES 1010TNTEG

9.1 Z1oixeia yia TIG BAOIKEG QUOIKEG KAl XNMIKEG 1I810TNTEG

Ouwn
®duoikn kKaTdoTao
Xpwpa
Ooun
Opio ooung
pH
Znueio TASewg/onpeio TTASEWG
ApXIKO onpeio {éoewg Kal
mmeploxn {éoewg
Znueio avagAegng
TaxutnTa e§aTpiong
Ava@AegipoTnTa

AvwTepn/xapunAoTepn
ava@AegipoéTNTA i 6pIa
EKPNKTIKOTNTOG

Micon arpwv

MukvéTnTa aTHWV

ZXETIKA TTUKVOTNTA
AiaAutoTnTa (B10AUTOTNTEG)
ZuvTeEAEOTAG KOTAVOUAG: N-
OKTAVOAN/vePO
OeploKpATia aUTOAVAPAEENG
O¢epuokpacia atroouvleong
IEwdeg

EkpnKTIKEG 1810TNTEG
O&e1dwTIKEG 18160TNTEG

9.2 AAAeg TAnpo@opieg

Maparnprioeig yia Ta Puoikd
oedopéva

1 ZTepe0. [2KbvN. (Auo@iAiwua)]

1 N\€uko.

: Aoopog.

: Agv uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.
. Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToixeia.
: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.

1 Agv 1oYUEL.

: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIxEia.

: Evdéxetal va gival elkauoTo o€ uywnAr Bepuokpaaia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIxEia.

: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.
: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.
1 Agv utrdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIXEia.

: Aev ioxUel.

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxeia.
: Aev uttdpyouv dioBéaiya oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxEia.

: AvaoucTtapévo didAupa e pH: 6,5-7,5
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TMHMA 10: ZTa0epOTNTA KAl AVTIOPACTIKOTNTA

10.1 AvTidpaoTIKOTNTA

10.2 XnuiKA oTaBepbdTnTa

10.3 MBavoéTnTa
EMIKiVOUVWYV avTidpdoewv

10.4 ZuvBnkeg Tpog
ATTOPUYRV

ZUoTAOoEIG

10.5 Mn cupBatd uAikd

10.6 Emikivduva TpoidvTa
amroouvleong

: Na 1o Tapdv Tpoidv A Ta cuoTaTiKG Tou eV UTTAPYOUV dlaBéaipa €I0IKA dedouéva

OOKIJWYV TTOU OXETICOVTAI hE TNV aAvTIOPACTIKATNTA.

: To mrpoidv eival oTaBepod.

;Y116 KavovIKEG OUVBNKeS aTTOBKEUONG KAl XPAONG, OEV TIPOKUTITOUV ETTIKIVOUVEG

avTIOPACEIG.

: Na atmmogetyetal n dnuioupyia oKOvNg KATd 10 XEIPIOUO KAl VO aTToQeUYOVTal OAEG Ol

€v OuvApEl TTNYEG avaQAeEns (omivenpag 1 @AGya). MNApTe TTPOPUAAKTIKE PETPA KATA
TWV NAEKTPOOTATIKWY EKPOPTIOEWV. [a va atro@UyETE TNV TTPOKANCN TTUPKAYIAGS A
€KPNENG, aTTAYETE TO OTATIKO NAEKTPIONO TTOU CUCCWPEUETAI KATA TN JETAPOPA, UE
YEIWOoN Kal CUVEVWON TWV TTEPIEKTWV Kal TOU EOTTAICUOU TTPIV ATTO T JETOQOPA TOU
UAIKOU. EpT110dileTe TN CUCCWPEUCT OKOVNG.

1 Autd 10 avTIOPACTHPIo TTEPIEXEI AlidIo TOU vaTpiou wg auvTnpnTiKG. To adidio Tou

varpiou evdExeTal va avTidpd pe 1o uOAURSo (Pb) kai To xaAkd (Cu), oxnuartidovTag
ETMKivOUVa TTPOIOVTa JETAAAIKOU adidiou.

: AvmidpaaTiké A Pn cuuBaTto Pe Ta TTAPAKATW UAIKG:

0&eIBWTIKA UAIKG

: Katw atmé kavovikég auvinkeg atmobrikeuong Kal xpriong, 0ev Ba TTpéTTel va

TTapayxBouv emikivouva TTpoidvTa aTTooUVOEDNG.

TMHMA 11: ToikoAoyIkég TTAnpo@opieg

11.1 MAnpo@opiteg yia TIg TOSIKOAOYIKEG ETTITITWOEIG

Otcia TogikOTNTA

Agv UTTApYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A Kpioiyol Kivouvol.

ExTipyoeig ogiag 10§Ik6TNTA
Aev utTdpyouv dIaBEaIPa aToIXEia.

EpeBiopég/AidBpwon

Agev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS A KPiOIWOI KivOuvol.

EvaioOntomroinon

ZupmrépaopalllepiAnyn
MeTaAAQKTIKOTRTO
ZupmrépaopalllepiAnyn

Kapkivoyéveon
Zuutrépaocual/lepiAnyn

: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.

: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxeia.

To&IkOTNTA VIA TV AVATTAPAYWYH

Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
Auvapiké TepaToyéveong
Zuptrépaopal/lepiAnyn : Agv uttdpyouv dlaBéoiua aToIxEia.

STOT-epdmag ékBeon

Agv uttdpyouv dlaBEaiua oToIXEIa.

STOT-smraveiAnuuévn ékBeon
Aev uttdpyouv dlaBéaipa oToIxEia.
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TMHMA 11: To§ikoAoyIKEG TTANPOPOPIES
To&ikéTnTO AVappo®no
Aev uttdpyouv dlaBéaipa aToIxEia.

MAnpo@opitcg yia midavég : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
0d0Ug ékBeong

AuvnTikéc oécisc emIdPAOEIC OTNV UYEIQ

Emrae@n pe Ta ydatia : H ékBeon o€ aTHOOPAIPIKEG CUYKEVTPWOEIG TTAVW aTTd Ta VOUOBETNUEVD N
OUVIOTWHUEVA OpIa £€KBEoNG EVOEXETAI VO TTPOKAAETEI EPEBICUS OTA PATIAL
Aid TnG €10TTVORG 1 H ékBeaon o€ aTHOOQPAIPIKEG TUYKEVTPWAEIG TTAVW ATTO Ta VOUOBETNPEVA )

OUVIOTWHEVA Opla £KBEONG EVOEXETAI VO TTPOKOAEDEI EpEBITUS OTN PUTN, TO Adpuyya
KQlI TOUG TTVEUUOVEG.

Etraen pe o déppa 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG GNUAVTIKEG ETTIOPACEIS ) KPITIOI KivOuvol.
Katdmroon 1 Agv UTTApYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG A KPioIoI Kivouvol.
ZUUTITWHATA TTOU OXETIOVTAI PE TA QUOIKA 1KG KOl TOSIKOAOYIKG XOPAKTNPIOTIKA

Etraen pe Ta partia : MeTagU Twv emPBAABUWV CUPTITWHATWY EVOEXETAI VA Eival Ta akOAouba:
epebIo6g
KOKKiVIoua

Aid Tng g10TTVONG 1 MetagU Twv emBAABWY CUPTITWUATWY EVOEXETAI Va €ival Ta akdAouba:
€peBIOPGG TNG AVATIVEUOTIKAG 060U
Brxag

Emaen pe 1o dépua : Aev uttdpyouv €10IKA SEdOEVA.

Katdmroon : Aev uttdpyouv €10IKa dedopéva.

Bpaxutmrp60eopun ékBson

MOlavég dueoeg : Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.
EMOPAOCEIG
MOlavég kaBuoTepnuéveg : Aegv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
emidpdoeig
Makpotrp60soun £€kBson
MOlavég dueoeg : Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.
EMOPAOCEIG
MOBavég kaBuoTepnuéveg : Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIxEia.
EMOPAOCEIg
AuvnTikég XpOvieg eMISPAOEIS OTNV UYEia
Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
Fevika 1 H emavelAnupévn 1 TapateTapévn €I0TTVON okOVNG EVOEXETAI VO 00Ny OEl O XPOVIO
AVATIVEUCTIKO £PEBIOUO.
Kapkivoyéveon 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG A KPioIUOI KivOuvol.
MeTaAAOKTIKOTNTA 1 Agv UTTApPYOUV YVWOTEG GNUAVTIKEG ETTIOPACEIS A KPITIOI KivOuvol.
Auvapiké Tepatoyéveong @ Aev UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG 1 KPIOIUOI KivOuvol.
EmmrTwosig katd Tnv 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A KPiTIUOI Kivouvol.
avarmrugn
EmirTwoeig otn 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG A KpioIol Kivouvol.

yovipoTnTa
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TMHMA 11: To§ikoAoyIKEG TTANPOPOPIES

AMAAeg TTAnpo@opiEg : Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

TMHMA 12: Oi1koAoyYIKEG TTANPOYOPIES

12.1 TogikéTNTA
Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

12.2 AvOEKTIKOTNTA KaI IKAOVOTNTA ATTOdOMNONG
Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

12.3 AuvaréTtnTa BIOCUCCWPEUONG
Agv uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEIQ.

12.4 KivnTIKOTNTA OTO £80(OG

2uvteAeoTg KaTtavoung : Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Edd@oug/NepoU (Koc)

Kivnmikétnta : Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.

12.5 AmroteAéopara Tng agioAdynong ABT kai aAaB

ABT : Aev 1oxUel.

aAaB : Aev ioyUel
12.6 AAAEG apVNTIKEG 1 Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS ) KPioIWOoI KivOuvol.
ETITITWOEIG

TMHMA 13: ZToixeia oXETIKA JE TN d1d0gon

O1 TTAnpoopieg aTNV VOTNTA QUTH) TTEPIEXOUV YEVIKEG OUUBOUAEG Kal 0dnyieg. Oa TTpéTTel va oUPPBouAeUeaTe TN AioTa
Twv Mpoadiopifduevwy Xpriocwv otnv EvotnTta 1 yia ommoladATIoTE €I0IKA YIa TNV XPron TTAnpogopia TTapéxeTal oTo(a)
>evéplo(a) ‘EkBeong.
13.1 Mé€0odoi diayeipiong amroBARTWV
Opoidv
Mé£Bodo1 di1dBsong : H mapaywyn ammoBAATWY TTPETTEI VO aTTOPEUYETAI A VO EAAXICTOTTOIEITAI OTAV Eival
ouvard. H améBeon autol Tou TTPOIdVTOG, TwV SIGAUUATWY Kal OTTOIWVOATIOTE
TTAPATTPOIOVTWY TTPETTEI TTAVTA VA TNEEI TIG ATTAITHOEIG TNG VOuoBeaiag TTepi
TTPOCTOCIag Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal aTTéBe0NnG ATTOBAATWY KABWC Kal TIG ATTAITHCEIG
TNG eKAOTOTE TOTTIKAG ApXG. To TTAedvaoua TTPOoIOVTWY KaBWGE Kal Ta Jn
AVAKUKAWGOIPA TTPOIGVTa TTPETTEI VO ATTOTIBEVTAI XPNOIUOTIOIWVTAG EPYOAGRO
amméBeang katahoimTwy TTou di1aBETel avaAloyn ddeia. Ta amopAnTa dev Ba TTpETTEl va
ol1aTiBevTal PN ETTEEEPYACUEVA OTOV UTTOVOUO EKTOG £GV CUPMOPQWVOVTAl TTAAPWG JE
TIG ATTAITAOEIS OAWV TWV APXWYV EVTOG TNG OIKAI0B0aiag)\.
Emikiviuva amrépAnTa 1 Z0PQwva PE TIG TTaPoUCOEG YVWOEIG TOU TTIPOUNBEUTH, TO TTPOIdV auTd dev BewpeiTal
emmikivduvo atropAnTo, O0TTwg TTpoRAETTeTal atrd TV Odnyia 2008/98/EK 1ng E.E.
Zuokeuagoia

MéBodol 5160song : H mmapaywyn ammoBAATWY TTPETTEI va aTTOPEUYETAI i} VO EAAXICTOTIOIEITAI OTAV €ival

duvard. O1 cuokeuaaieg atroBAATWY Ba TTPETTEI va avakKukAwvovTal. H amotéppwon
1l N UYEIOVOMIKA Ta@A Ba TTPETTEl va EAETWVTAI JOVO OTAV N avakUKAwaon Ogv givai
EQIKTN.

Ei181kég Trpo@uUAdGEElg : To UAIKG Kkai O TTEPIEKTNG TOU TTPETTEI va dIaTeBET ue aag@ain TpoTro. Ol Kevoi
TTEPIEKTEG 1) O1 ETTEVOUCTEIG EVOEXETAI VA OIATNPOUV OPICUEVA KATAAOITTA TWV
TTPOIOVTWY. ATTOQEUYETAI TO OKOPTTIONA XUMEVOU UAIKOU, N aTTOpPOr) KAl ETTOQN UE
XWHA, udaTaywyoUus, CWANVES aTTOXETEUCEWG KAl UTTOVOUOUG.
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TMHMA 14: MNMAnpo@opieg OXETIKA E TN METAPOPA

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Api1Bu6c OHE

Agv uttékeITal o€
Kavoviouo.

Agv uttékeITal o€
Kavoviouo.

Agv utrékelTal o€
KAVOVIOMO.

Agv utrékelTal o€
KQvoVvIouo.

14.2 Oikeia

ovouaaoia
atmrooToAng OHE

14.3 Tagn/-1g
KIv3Uvou KaTd Tn
HETAPOPE

14.4 Opdda - - - -
OUOKEUAOIiag

14.5 Ap. Ap. Ap. Ap.
MepiBaAAovTikoi
Kivduvol

: MeTa@opd EVvTOg TWV EYKATACTACEWYV TOU XPROTN: MeTagépeTe TTAVTA KAEIOTA
doxeia, Ta otroia va gival 6pBia kal ac@aliopéva. E¢aceaiioTte 611 T AToPA TTOU
METAPEPOUV TO TTPOIGV YVWPICOUV TI TTPETTEI VA KAVOUV G€ TTERPITITWAN ATUXMMOTOG i
dIapponG.

14.6 Ei1dikég TTpo@uUAAelg
yia Tov XpRoTn

TMHMA 15: Z1oix€ia VOMOOETIKOU XOpOaKTHPA

15.1 Kavoviopoilvopofeoia oXeTIKG e TNV aC@AAEIA, TV UyEia Kal To TTEPIBAAAOV yia TNV oudida 1 TO HEiypa
Kavoviouég EE (EK) Ap. 1907/2006 (REACH

Napdprnua XIV — AicTa OUCIWY TTOU UTTOKEIVTAI O £YKPION

Napdptnua XIV
Kavéva atré 1a gToixeia dev maparideTal.

Ougigg Trou TTpokaAouv oAU peydAn avnouyia
Kavéva atréd ta oToixeia dev TapatiOeTal.
Mapdptnua XVII — : Aev ioxUel.
Meplopiopoi oTnv
mapaywyn, otn di1ason
oTnNVv ayopd Kal Tn XPAon
OPICUEVWYV ETTIKIVOUVWYV
OUCIWYV, HEIYMATWYV Kal
OVTIKEINEVWV

Noitroi kavoviouoi EE
Ougigg Trou e§acBevidouv 10 6ov (1005/2009/EE)

Aev gival kaTayeypaupévo.

Ailadikaoio ouvaiveo €14 amrd evnuépwon (ZME) (649/2012/EE

Aev gival kaTtayeypaupévo.

Odnyia Seveso
AUTO TO TTPOIGV dev eAEyxeTal oUPPWVa pe TV Odnyia Seveso.

E@vikoi kavoviouoi
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TMHMA 15: ZToIX€ia VOMOBETIKOU XUPOAKTAP

Kavoviouég yia Ta : Agv ioxUel.

BrokTova

AigBveic Kavoviopoi

Xnuikég ouoigc rpoypaupartog I, Il & lll Tng AioTtag Tng cuuBac 19 TO 1IKG OTTAQ

Aev gival KaTayeypappévo.

NpwtokoAAo MévripeaA (Mapaptiuara A, B, C. E

Aev gival kaTayeypappévo.

ZUuBaon TNG ZTOKXOA

Agv gival KaTtayeypappévo.

OVOUG 0pYaVIKOUC pUTTOU

Aev gival Katayeypaupévo.

NpwtékoAAo UNECE Aarhus

Aev gival Katayeypappévo.

KardAoyog atmroypa®@ng
AuoTtpalia

Kavaddg
Kiva
Eupwtrn
laTTwvia

MaAaioia

Néa ZnAavdia
QIAITTITiVEG
Anpokpartia Tng Kopéag
Taipdv

TaiAdavdn

Toupkia

Hvwpéveg MoAiteieg
Bigtvdap

1a TIC oucisc POPs kai Ta Bapid pETOAAQ

: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiBevral rj e€aipouvral.
: OAa 1o ouoTaTIKG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvTal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiOevTal ] e€aipouvral.
: OAa 1a ouoTaTIKG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: Amoypaen larrwviag (ENCS - Ypiotdpeveg kai Néeg Xnuikég Ouaigg): OAa Ta

OuCTATIKA TTapaTiBevtal i e€aipouvTal.
Atroypagn lamrwviag (ISHL): Acv rpoadiopileTal.

: Aev TpocdlopileTal.
: OAa 1a ouoTaTIkG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiOevTal ] e€aipouvral.
: OAa 1a ouoTaTIkG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: Aev TpoadlopileTal.
: Agv TpoadiopileTal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiOevTal ] e€aipouvral.
: Agv TpoadiopideTal.

: To TTpoidv auTo TTEPIEXEI OUTIEG YA TIG OTTOIEG OKOMN aTtaiToUuvTal agloAOYNOoEIg
XNMIKAG 0OPAAEING.

15.2 ASiIo0Adynon xnUIKAG
Ao @AAgIng

TMHMA 16: AAAeg TTANpOYPOPpPIES

ZxO6Aia avaBswpnong : Néo AeAtio dedopévwy aopalciag uAikou (MSDS).
V' Ytodeikvuel aToixeia Trou £xouv HETABANBEI aTro TrponyoUuevn ékdoon.
ZUVTOUOYPAPIES KAl : ATE = YmroAoyiopég ofgiag 1ogikdTnTag
OPKTIKOAESQ CLP = Kavovioudg Tagivounong, emaonuavong kai cuokeuaaoiog [Kavoviouog (EK) utr
" ap1B. 1272/2008]
DMEL = lNapdywyo eTTiTredo PYe EAAXIOTEG ETTITITWOEIG
DNEL = MNapdywyo eTTiTTedo XWPIG ETITITWOEIG
AnAwon EUH = AAAwon kivouvou €181k Tou CLP
ABT = AvOekTIKG, Blooucowpeloiua Kai TogIKA
PNEC = NpoBAeTTOpEVN CUYKEVTPWOT XWPIG ETTITITWOEIG
RRN = ApiBuog katayxwpiong REACH
aAaB = dkpwg AvBekTIKA Kal AKpws Bloouoowpeuoipa
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TMHMA 16: AAAeg TTANpOPOPpPIES
Aladikaoia Tou OIJOTIOIEITAI VIO VA ViVEI

CLP/GHS]

Tagivounon AitioAéynon

Aev Tagivopeital.

NANpeg Keipevo ouvTeETUNPéEVWY SnAwoswyv H
Aev 1oxUEl.

MNANpec keipyevo Tagivounoswyv [CLP/GHS

Aev 1oxUEl.

Hpepopnvia ekTdTmwong : 14/05/2019
Hpepopnvia ékdoong/ : 13/05/2019
Hpepopnvia avaBsewpnong

‘Exdoon 1

Eidotmoinon yia Tov avayvwaorTn

A16 600 yvwpifoupe, ol TTANPOPOPIEG TTOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV gival akpiIBeig. QoTd00, OUTE 0 AVWTEPW
aAva@EPOEVOS TIPOUNBEUTAG 0UTE OTTOI0BATTOTE ATTd TIG BUYATPIKEG TOU £TAIpEieg dev avalaufdvouv
otroladnTroTe €uBUVN yIa TV aKpifeia A TV TTANPOTNTA TWV TTANPOPOPIWYV TTOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV.

O 1EAIKOG TTPOGBIOPIOHOG TG KATAAANASGTNTAG OTTOI0UBATTOTE UAIKOU aTroTEAEI ATTOKAEIOTIKA €UBUVN TOU
XPARoTn. OAa Ta UAIKA eVOEXETAI VO TTAPOUCIAJOUV AYVWOTOUG KIVOUVOUG Kal TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIoUVTAl UE
mpoooxn. MapdTi opiopévol Kivduvol TTEPIYPAPOVTAl GTO TTAPOV, dev UTTOPOUE VA £yyunOouue 4TI auToi givai
Ol Jovadikoi Kiviuvol TTou UTTadpXouV.
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